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.-lAT/a: 30/5~ "MODOS VIERACIONAIS SUPERFICI,<,!5 ['E HICRC':";'õT':'IS EM MATRIZES víTRE"S)
UM ESTUDO. EMPREGANDO ESPECTRPSCOPIA RAI-'..:.N EM FRECUÊ,,,::;.S MUITO 6AJ:~AS. ErVlnO ~
21emath: H"ichel A. Aeqerler (DFCH-!FQSC-USP. São Carlcs.; ~ El/anaellS·4a ~ Moreira
Jos:..Jé I""!endes Filho E FranCiSCO E. ~ Me!o (Deç~o de Flsica-UFC:' .

', ,\""\: \...- " 1:1 \.!.~. ",\/1
Efetuamos medidas de espe-:(roscooia Paman a baixas freouências (6U < 15

em-Ij em vidros nucleados de comcos.ção 2Na20·1CaO·3SiD2" Os nucleo5 cristalinos, SOÀ < D
< 5CtOÀ,possuem modos vib!""'acionais slJPerficials - esferoid31 e torsional - QL'E!são atives
em RaiT,an.As baixas energias associadas a estas bandas dimInuem com o aumento do
tamanr,o D dos microcristahlos. Duval elo a l . (11 e Mailnc,,'s~('=, et.•. ~l. [2] verificaram
experimentalmente Que a freQuência. 1,0), destes medos vibra c !'QI"'ais estão relacionados CQIn

as velocidades ultrassônicas lor;~i.tudi.nal, vz' e trans:",·é~sa~. vt• no lnlerior dos
microcrlst.A1S e com o tamanho dos mrcrocrlst.als. D. de accr-~~ :om a rel.ção \J =: O.75vlcD
:::. O,g~""'·t.'G.iJ,com C :: velc·cida,~e da luz. A partir desta relaç.ã~ ·::etermil'1amcs o tamanho dcs
'mlcr'ocrlsta,l=, uma vez Ql....ie obtivemos VI e vt ex;:::erimental;r:ent.e em amostras do vidro
tC'tallT,e:.te cristaliz3·jo (vilro-c&:""âmlco) aoós suOmeterrr.cs :5 vidros a lralamentc:s
té-rfTliccs aoropriados. Obtivemos u:rla boa CCtrtcordárcia entre C:5 valores de D obtidos cor
esoecr.roscooia Raman e os obtidos pela técrüca do: SAXS, até:.uaoas cor pesauisadores ria
França.
(1J DUv'~L. E j EOUKENTER, A. & CHAt-~FAGNDNJ E. Pn,='s Fev Lett. 56. 2052 (1986>-
(2J t1,.\UND\!5KY, V, K; NOVIKOV, V. N; SCOKOLO'.', A. P & :>C:üNOV, V. G. Soiid St .•:e
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